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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS

ELECTRONIQUES

Seizieme partie: Spécification particuliére-cadre:
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique
en film de polypropyléne métallisé

1)

2)

3)

e

éle

un|
Six

Niveau d’assurance E

PREAMBULE

projet révisé, dog e 60, fut soumis a 'approbation des Comités nationaux suivant 1

[ es Comités natonayx des pays ci és”se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

épublique d’) Japon
Norvége
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
paghe Suede
Etats-Unis d’Amérique Suisse
Finlande Turquie

Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerng es Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’inté lus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés

Ces décisions constituent des recommandations internatichale ont ;tjréée gomme telles par les Comités(nationaux.
Dans le but d’encourager I'unification infe ime l€veey que tous les Comités nationayx adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la résommandati ¢ , daps la mesure ou les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommie ¢ la S EI et [a régle nationale correspondante d¢it, dans la
mesure du possible, étre indiquée en term

[La présente norme a ét¢ établie'pa i des no 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour éfjuipements
ctroniques. Q

Des projets furehidise ies a Nice en 1976 et a Londres en 1978. A la suite de cette dernigre réunion

h Régle des

Hongrie Yougoslavie

Framee Hiomdes Républitques socaises SoviEtques

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le Systéme
CET d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la C E I citées dans la présente norme:

Publications n°s 384-1:  Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques. Premiére partie:

Spécification générique.

384-16:  Seizicme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant continu 4

diélectrique en film de polypropyléne métallisé.
410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 16: Blank detail specification:

Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors

Assessment level E

FOREWORD

1) The fgrmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepa ed by I dchnica yi ich all
the National Committees having a special interest therein are represenye 5 as nearly ,ani onal

consefsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use apd

sense.

3) In order to promote international unification,

that

expresses The wisH thatall\Ndtional Committees should adopt

the text of the I E C recommendation for their natis ar.ds national conditions will permit. Any divergence
betwepn the I E C recommendation and the correspon dmg S : d4s far as possible, be clearly indigated

in thef latter.

draft, D
in Augu
The N

Hungary

Japan
Netherlands

This standard has begn prepared b
Equipmgnt.
Draftq were discusse sting

Committee No. 40: Capacitors and Resistors for Electronic

%6 anid in London in 1978. As a result of this latter meeting, a rqvised
8 the National Committees for approval under the Six Months’|Rule

tries voted explicitly in favour of publication:

Poland

Romania

South Africa (Republic of)

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

United States of America

Norway

Yugoslavia

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality
Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other 1 E C publications quoted in this standard:

Publications Nos. 384-1:

384-16:

410:

Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment. Part 1: Generic specification.

Part 16: Sectional specification: Fixed Metallized Polypropylene Film Dielectric D.C.
Capacitors.

Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES

Seizieme partie: Spécification particuliére-cadre:
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique
en film de polypropyléne métallisé

Niveau d’assurance E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une specification particuliére-cadre est un document, complé 1 3 écification
intgrmédiaire, comprenant les régles concernant le style, la présentaon\etle conte inimal des
spécifications particuliéres. Les spécifications particuliéres ne répo . ¥ sont pas

considérées conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas ¢es’commnpe telles.

ILe contenu du paragraphe 1.4 de la spécification interntédiaire : i  lors de
la préparation des spécifications particuliéres.

ILes numéros placés entre crochets dans la premi mations
suiyantes, qui doivent étre introduites

Ideptification de la spécification particulté

«Commission Electrotechnique | InteThations D nal de
~ la@specification particuliére est établie.

Eeification” particuliére, date d’édition et toutes autres

hent établi

: £ 5 eferences
cuments nationaux ou internationaux appropriés. Au choix, ce croquis
peut &tre donné dans une annexe & la spécification particuliére.

[8] Utilisation ou ensemble d’utilisation couvertes et/ou niveau d’assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d’assurance utilisé(s) dans une spécification particuliére doit(doivent) étre choisi(s) dans la
specification intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Cela implique qu’une spécification particuliére-cadre peut &tre utilisée
en combinaison avec plusieurs niveaux d’assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

[9] Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la comparaison entre les
divers types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 16: Blank detail specification:
Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors

Assessment level E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Section
contains|requirements for style and layout and minimum content of deta
specificafions not complying with these requirements may not be considered : ACCO ce
with 1 E C specifications nor shall they so be described.

In thg preparation of detail specifications the content of<Sub
specification shall be taken into account.

The npimbers between brackets on the first page correspond 9
shall be inserted in the position indicated.

Identifiction of the detail specification

[11 The|“International Electrotechnical
under whose authority thg

[2] Thell EC or National StandardS\number
infofmation required |b ~ a] s

[3] The|number a
[4] The|l E C number

Identification of,

[5] A sho
[6] Infgrmation o icalkganstruction (when applicable).

Note. — When the capaci ot designed for use in printed board applications, this shall be clearly stated in the dgtail
pecification in this position.

[71 Outline"drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability andjor
reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing
may be given in an appendix to the detail specification.

[8] Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-
clause 3.5.4. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment
levels, provided the grouping of the tests does not change.

[9] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various
capacitor types.
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1) CET 384-16-1-XXX 2]

COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE CONTROLEE CEI 384-16-1 [4]
CONFORMEMENT A:

CONDENSATEURS FIXES POUR 5]
3] COURANT CONTINU A
DIELECTRIQUE EN FILM DE

POLYPROPYLENE
METALLISE

Croquisd"encombrement {voir tabieau 1)
(Projection: Méthode du premier diédre)

(7] \) .
4

Niv u(x) ’assurance: E [8]
5 i} de performance: :

asse de stabilité:

(D’aptres formes sont permiseszfr\%er?rd\es 1medonn' S)
- \

LeXin rmatlons sur la disponibilité des composants qualifiés
selon cette spécification particuliére sont données dans la Liste des
roduits Qualifiés.

SECTION UN — CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Caractéristiques générales
1.1 Méthode(s) de montage recommandée(s) (a introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-16 de la CE1)
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m 1EC 384-16-1-XXX 2

ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QUALITY IN [EC 384-16-1 {4]
ACCORDANCE:

FIXED METALLIZED POLYPROPYLENE  [5]
[3] FILM DIELECTRIC
D.C. CAPACITORS

M - " 1 H ).
Outline drawipg—(see—FabteH-(Firstangle-projection)

{7
o}

(Other shapeg are permitted within the Wsions given!

N

>

fo at@he availability of components qualified to this
dvail dpecification are given in the Qualified Products List.

NG

SECTION ONE — GENERAL DATA

1. General data
1.1 Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of I EC Publication 384-16.)
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1.2 Dimensions

TABLEAU 1

384-16-1 © CEI 1982

Référence du boitier

Dimensions (en millimétres ou inches et millimétres)

données dans le tableau II qui devient alors tableau ¥/

2. — Les dimensions doivent étre données en valeurs praxi

1.3 Caractéristiques

Gamme de capacité
Tolérance sur la capacité nomi
Tension nominale

Tension de catégorie (si a

N

sions d

inales avec to

bivent étre

érance.

Tension fowina

)
SO

Tension dle catégorie*

Boitier Boitier

Boitier

Boitier

Capacité nominale (en nF et/ou en uF)

* Si différente de la tension nominale.
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1.2  Dimensions

TaBLE I

; Dimensions (in millimetres or inches and millimetres)

Case size reference

N\

RN
\

Notek 1. — When there is no case size reference, Table 1 may be omitted and/thesdi

Table 11, which then becomes Table 1.

1.3 Ratings and characteristics

apacitance range

olerance on rated capacitance
ated voltage

ategory voltage (if applicable)
limatic category

lated temperature

= -Halall B!

<

ensions \ghall Ml in

angent of loss angle
hsulation resistan
: BLE 11
@he\of capa and of voltage related to case sizes

Rated voltage \/

Category voltagg*

Case size

Case size

Case size

Case size

Rated capacitance (in nF and/or pF)

* If different from the rated voltage.
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1.4 Documents de référence

Spécification générique: Publication 384-1 de la CEI (1982): Condensateurs fixes
utilisés dans les équipements électroniques. Premiére partie:
Spécification générique.

Spécification intermédiaire: ~ Publication 384-16 de la CEI (1982): Seiziéme partie:
Specification intermédiaire: Condensateurs fixes pour
courant continu a di¢lectrique en film de polypropyléne
métallise.

I'5—Marqoage
Le marquage du condensateur et de son emballage doit &tre €onfo igences du
paragraphe 1.6 de la Publication 384-16 de la CEI.
Note. — Le détail des informations &4 marquer sur les composants et s entier dans
la spécification particuliére.
116  Renseignements pour les commandes

Les commandes de condensateurs couve cation doivent cq
minimum, en clair ou en code/fes renseiy
a) Capacité nominale.

b) Tolérance sur la capacité
¢) Tension continue nominale.

s dans la

Note. — Des compléments ou des exigences accrues ne devraient étre prescrits que lorsque cela est in|

dispensable.

TaBLEAU 111

Autres caractéristiques

Ce tableau doit étre utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou plus
sévéres que celles qui sont données dans la
spécification intermédiaire.
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1.4  Related documents

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Generic specification: I E C Publication 384-1 (1982): Fixed Capacitors for Use in
Electronic Equipment. Part 1: Generic Specification.
Sectional specification: IEC Publication 384-16 (1982): Part 16: Sectional

Specification: Fixed Metallized Polypropylene Film

Dielectric D.C. Capacitors.

rking
(=)

of

Or{

¢
the

a)
b)
c)
d)
e)

Cef

]

Adbiti

Ad
spé
Nol

The marking of the capacitor and the packing shall be in accordance

[ E C Publication 384-16, Sub-clause 1.6.

e. — The details of the marking of the component and packing shall be givep_in f theydetathspesifigdti

lering information

Drders for capacitors covered by this specificati
following minimum information:

edr or in coded for

Rated capacitance.
Tolerance on rated capacitance.
Rated d.c. voltage.

Number and issue refe galton and style reference.

inspection purposes).

litional grincreased Severities or requirements to those specified in the generic and|or section
cification

e. < Additions or increased requirements should be specified only when essential.

ith the requirements

pn.

m,

val

TaBLE 111

Other characteristics

This table is to be used for defining characteristics
which are additional to or more severe than those
given in the sectional specification.
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SECTION DEUX — EXIGENCES POUR LE CONTROLE
2. Exigences pour le controle
2.1  Procédures

2.1.1 Pour 'homologation, la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.4 de la spécification
intermédiaire, Publication 384-16 de la CEI.

2.1.2 Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d’essais, comprenant
I’échantillonnage, les sévérités et les exigences est donné au tableau IV. La formation des lots
de contrdle est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

TABLEAU IV

Notes 1. — Les numéros de paragraphes indiqués pour les essais et les exigences renyoient a laspécification
intermédiaire, Publication 384-16 de la CEI et a la section un de cette shécification.

2.— Les niveaux de contrdle et les NQA sont extraits de la Publicatiop/4N dg EX.) Plags et régles
d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
3.— Dans ce tableau: p = périodicité (en mois)
n = effectif de 1’échantillon
c = critére d’acceptation (nombre@dmissi
D = destructif
ND non destructif

Z,
@
([

niveau de controle

NQA = niveau de qualité/aéep%‘b‘(
Numéro de pa¥agraphe D Conditions d’essal U7 Exigences
et essal ou . .
(voir note 1) ND (vuir no (voir note 1
voir yote 2)

Contrdle du groupe A
(lot par lot)

bous-groupe Al \N{ Q S-4 2,5%
.1 Examen visuel Selon 4:1
Marquage lisible et pelon 1.5
de la présente spégification
.1 Dimensi(@ }\/\ Comme spécifiées att tableau

tion

(au calibre) Q I de la presente dpécifica-

I 1,0%

A Tintérieur de la folérance
spécifiée

4.2 Selon 4.2.3.2
de pe
4.2.1 Pas de claquage ni dle
(essai A) contournement
4.2'4/ ,Resistance  d’isole- Selon 4.2.4.2
|_ment (essal A)
Contrdle du groupe B
(lot par lot)
Sous-groupe Bl D S-3 2,5%
4.5 Soudabilité Sans vieillissement Bonne qualit¢ de Iétamage
Méthode: ... mise en évidence par

Pécoulement libre d’al-
liage avec un mouillage
convenable des sorties ou,
selon le cas, temps de
soudage (... s)
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2.1
2.1.1

— 13 —

SECTION TWO — INSPECTION REQUIREMENTS

2. Inspection requirements

Procedures

Specification, I E C Publication 384-16, Sub-clause 3.4.

For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with the Sectional

2.1.2 For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes sampling,
periodicity, severities and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-
clause 3.5.1 of the Sectional Specification.

TABLE IV

periodicity (in months)

Publication 384-16 and Section One of this specification.

2. — Inspection Levels and AQL’s are selected from IE C Publication 410: Sampling
for Inspection by Attributes.

3. — In this table: p

~1EC

d(Procedures

4.5 Solderability

Without ageing
Method: ...

n = sample size
c = acceptance criterion (permitted number
D = destructive
ND = non-destructive
IL = inspection level
AQL = acceptable quality level } TEC Pu
D ‘ I b :
Sub-clayise number and Test or Conditions of test Q Performance requirements
(see Note 1) ND (see Diote 1) N > (see Note 1)
{see\Note ZJ\/
Group [A inspection
(lot-py-lot)
Sub-grpup Al ND Q 2.5%
4.1 Visual examination As in 4.1
Legible marking and ps
\ specified in 1.5 of this
specification
4.1 Dimensions Q As specified in Table I of this
(gauping) specification
A\
Sub-grpup A2 \Q \/ 11 1.0%
4.2.2 |Capacit Within specified tolerance
423 |T Asin 4.2.3.2
angle N
42.1 [Voltage pto No breakdown or flashover
(Test A)
4.2.4 |Ingulation resis- Asin 4.2.4.2
tancg (Test A)
Group B inspection
(lot-by-lot)
Sub-group Bl D S-3 2.5%

Good tinning as evidenced
by free flowing of the
solder with wetting of the
terminations or solder
shall flow within ... s, as
applicable
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Effectif de
: I’échantillon
Numeroe?eeszziagraphe ?u Conditions d’essai et critére Exigences
(voir note 1) ND (voir note 1) d’acceptation (voir note 1)
(voir note 3)
p n c
Controle du groupe C
(périodique)
Sous-groupe CI1A4 D 6 9 |1

Partie de I’échantillon du

sous-groupe C1
4.1 Dimensions (détail) Voir la spécification particu-

lidre

43.1 Mesures initiales Capacité

Tangente de 'angle de pertes:

Pour Cy>1pF:a 1kHz
Cy <1pF:a 10 kHz

4.3 Robustesse des sor- Examen visuel

ties

44 Résistance a la cha- Méthode: ...

s de-dominage »igible

leur de soudage < \
442 Mesures finales Examen visuel \\x Pas d¢ dommage visible

uage lisible

Capacité AC

\\ pour classe 1.1: < 1%
C classe 1.2: <2%

classe 2:| <3%

par rapport a lp valeur

mesurée au 4.3.1

Accroissement de tg 6:

pour C < 1 pF:
pour classe 1.1: £ 0,001
classe 1.2: £ 0,002
classe 2: £ 0,004

pour C > | pF: vpir spéci-

fication particulfére, par

rapport aux valeyrs mesu-

rées au 4.3.1

Tangented

Capgfité :
figente de I'angle de pertes: ‘
Pour Cy > 1 pF:a 1kHz H
Cy <1 pFralokHz !

0,4 = température minimale '
de catégorie ,

0y = température maximale ;
de catégorie '

Cing cycles :
Durée ¢ = 30 min ;
Examen visuel
4.7 Vibrations Méthode de montage: ‘
voir 1.1 de cette spécifica- '
tion '
Meéthode B4 \
Gamme de fréquence: :
..Hza..Hz
Amplitude 0,75 mm ou '
accélération 98 m/s? X
(la moins sévere des deux) :

Pas de dommage v|sible

Durée totale: 6 h

(Suite du tableau a la page 16)
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Sample size

Part of sample of Sub-
group C1
4.1 Dimensions (detail)

Sub-clause number and Test (I))r Conditions of test and criteripp Performance requirements
(see Note 1) ND (see Note 1) of acceptability (see Note 1)
(see Note 3)
P n c
Group C inspection
(periodic)
Sub-group C1A4 D 6 9

See detail specification

43.1
me

Initial
isurements

43
natj
4.4
ng
442

Robustness of termi-
ons

Resistance to solder-
heat

Final
hsurements

Sub-group CIB Q
Othef part of samp
Sub-group Cl

4.6.1| Initial
mepsurements,

IR

Capacitance

Tangent of loss angle:

For Cg > 1 pF:at 1 kHz
Cg < 1 pF:at 10 kHz

Visual examination
Method: ...

Visual examination

Capacitance

Tangent of 10sg ang

For Cg > 1 pF: at
Cr <1pF:at10kHz

04 = Lower category tem-
perature

0p = Upper category tem-
perature

Five cycles

Duration /1 = 30 min

Visual examination

)

>

1
Grade 1.2: <2
Grade 2: < j3
of value measured in 4

o
%o
%
3.1

Increase of tan §:

for C <1 pF:

for Grade 1.1: <0.00
Grade 1.2: < 0.00p
Grade 2: < 0.004

for C>1 pF: see dgtail

specification, compared to

values measured in 4.3.1

No visible damage

4.7 Vibration

Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Procedure B4
Frequency range:

..Hzto..Hz

Amplitude 0.75 mm or
acceleration 98 m/s?
(whichever is the less
severe)

Total duration: 6 h

(Table continued on page 17)
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d’essai
(voir note 1)

Effectif de
P’échantillon
et critére
d’acceptation
(voir note 3)

p n

Exigences
(voir note 1)

Sous-groupe CIB (suite)
472 Controle final

4.8 Secousses (ou chocs,
voir 4.9)

Examen visuel

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécifica-
tion
Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s?

Pas de dommage visible

Chocs (ou secousses,
yoir 4.8)

483 ou 4.9.3 Mesures
finales

Solis-groupe C1

Echantillon comy de
pécimens ddg sous
broupes C1A et 1

4.1 j

4.1

4.10.

4.10.

4.195—Bsasse—presston—at

aree ac l'mpulsion: ... ms

Méthode de montage:
voir 1.1 de cette spécifica-
tion

Accélération: ... m/s?

Durée de 'impulsion: ... ms

Examen visuel
Capacite

Tangente de angle de pext

Tempeéfature: température

maximale de catégorie
urée: 16 h

Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h

£ 1D (0 Tocraa)

X

I

T/

27 2

ible

K 1%
classe 1.2: K 2%
classe 2: K 3%
par rapport a la [valeur
esurée au 4.6.1
Accroissement de tg df
pour C < 1 uF:

pour classe 1.1: < ¢,001

classe 1.2: < 1,002

classe 2: < (1,004
pour C > 1 uF: voir|spéci-
fication particuliér¢, par
rapport aux valeurs|mesu-
rées au 4.6.1
> 50% des valeurs au #.2.4.

mosphérique (si requis
par la spécification parti-
culiére)

4.10.5.3 Mesure intermé-
diaire

4.10.6 Essai cyclique de
chaleur humide, essal
Db, cycles restants

A») - Q
Presston—8-5tPat(85mbar)

Examen visuel

Pas de claquage permanent
ni de contournement ou de
déformation du boitier

(Suite du tableau a la page 18)
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Sub-clause number and Test (I))r
(see Note 1) ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
and criterion
of acceptability
(see Note 3)

P

Performance requirements
(see Note 1)

Sub-group CIB (continued)
4.7.2 Final inspection

4.8 Bump (or shock, see
4.9)

Visual examination

Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s?
Duration of pulse: ... ms

No visible damage

4.9 Spock (or bump, see
4.8)

4.8.3 dr 4.9.3 Final mea-
surefnents

Sub-grpup Cl1

Combined sample of speci-
menp of Sub—
ClAl and CIB <

4.10 {Climatic sequenc
4.10.2| Dry heat

4.103| D
Test| Db,_first

4.10.4| Cold

4.10.5| how air pressure

Method of mounting:
see 1.1 of this specification

Acceleration: ... m/s?
Duration of pulse: ... ms

Visual examination
Capacitance

Tangent of loss angle

emperatug€: upper cate-
ory t€mperature
Duragion: 16 h

Temperature: lower cate-
gory temperature
Duration: 2 h

Air pressure: 8.5 kPa

> for Grade 1.1: < 0.001

=&

redse of tan 4:
for C < 1 pF:

Grade 1.2: <£0.002
Grade 2: < 0.004
for C > 1 uF: see dethil
specification, compared to
values measured in 4.6.

= 50% of values in 4.2.4.p

(if required by the detail
specification)

4.10.5.3 Intermediate
measurement

4.10.6 Damp heat, cyclic,
Test Db, remaining
cycles

(85 mbar)

Visual examination

No permanent breakdown,
flashover or harmful de-
formation of the case

(Table continued on page 19)
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Effectif de
Numéro de pamgraphe D Conditions d’essai ! Zihjr?:élrlgn Exigences
et essai ou . .
(voir note 1) ND (voir note 1) d"acceptation (voir note 1)

(voir note 3)
p n c

Sous-groupe C1 (suite)

4.10.6.2 Mesures finales Examen visuel Pas de dommage visible

Marquage lisible
Capacité AC

pour classe 1.1: € 1%

C classe 1.2: < 3%

classe 2: < 5%

par rapport a la valeur

mesurée _aux_4.4.2, 4.8.3
as
g:

Tangente de I’angle de pertes

0,0015
0,003
0,005
ir spéci-
igre, par
portMux valeufs mesu-

I
\ rées, aux 4.3.1 qu 4.6.1
\ elon le cas

> 50% des valeurs a1 4.2.4.2

Résistance d’isolement /

Jous-groupe C2 D
411 Essai continu de
chaleur humide

411.1 Mesures initiales

ol N
N A

4.11.3 Mesures finales Pas de dommage vidible
Marquage lisible

E pour classe 1.1} <1%

C classe 1.2 < 3%
classe 2: | < 5%
par rapport a 13 valeur

/> mesurée au 4.11.1
ngle de pertes Accroissement de tg d:

Q pour C < 1 pF:
pour classe 1: < 0,001
classe 2: < 0,002
pour C > 1 pF: vgir spéci-

fication particuligre, par
rapport aux valeurs mesu-

rées au 4.11.1
\ Résistance d’isolement > 50% des valeurs au 4.2.4.2

{

bous-groy, c3 D 3 21 1

4.12 Endura Durée:

classe 1: 2000 h

classe 2: 1000 h

4.12.1 Mesures initiales Capacité

Tangente de I'angle de pertes:

Pour Cy>1pF:a 1kHz
Cy<1pF:a10kHz

4.12.5 Mesures finales Examen visuel Pas de dommage visible
Marquage lisible
Capacité AC

2% pour classe 1.1: < 1%

C classe 1.2: <3%

classe 2: < 5%

par rapport a la valeur
mesurée au 4.12.1

(Suite du tableau a la page 20)
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